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Przedmiotem wynalazku jest suwmiarka do po-
miaru przedmiotéw majacych powierzchnie zbiez-
ne lub pochylone, zwlaszcza przedmiotéw wytwa-
rzanych w procesach kuzniczych i odlewniczych.

Dotychczas do okre$lania wymiaru rzeczywistego
lub teoretycznego zawartego miedzy powierzchnia-
mi zbieznymi lub pochylonymi trzeba stosowaé po-
miary posrednie oraz dokonywaé przeliczen geo-
metrycznych. Sposéb takiego okreslania wymiaru
wymaga stosowania pomocniczych zabiegéw i przy-
rzgdéw. Sposéb ten jest klopotliwy i pracochionny,
a dokonywanie pomiaru tym sposobem, na przy-
klad w warunkach produkcyjnych jest niemozliwe
przy uzyciu dotychczas znanych suwmiarek. -

Wymienione trudno$ci zostaja usunigte przez
skonstruowanie suwmiarki
Istota wynalazku jest to, ze-przediuzenie mierni-
czych szczek stanowig koncowki, z ktérych kazda
od strony mierzonej powierzchni przedmiotu po-
siada miernicza krawedZ o pochyleniu odpowiada-
jacemu pochyleniu mierzonej powierzchni. przed-
miotu oraz ramie oporowe, przy czym koncowki
sag wymienne w celu umozliwienia okre$lania wy-

miaréw dla réznych wartosci pochylen powierzch-

ni przedmiotu.

Tak skonstruowana suwmiarka pozwala dokony-
waé bezposrednich pomiaréw przedmiotéw majg-~
" ¢ych pochylone lub zbiezne powierzchnie bez czyn-

nosci i przyrzadéw pomocniczych w sposéb prosty ’

i latwy, a nawet takich pomiaréw, kt_ére dotych-
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czas mozna bylo przeproWadzié tylko w skompliko-
wany sposéb, a wyniki mozna bylo otrzymaé nie-
kiedy dopiero z wyliczern. Ponadto dokonanie po-
miaru suwmiarkg wedlug wynalazku jest mozliwe
w warunkach produkecyjnych. Dokonywanie bezpo-
§redniego pomiaru przedmiotéw kutych i odlewa-
nych w warunkach produkcyjnych pozwala uspraw-
nié prace kontrolne, co przyczynia si¢ do podnie-
sienia jako$ci produkowanych wyrobéw i zapobiega
powstawaniu brakéw produkcyjnych.

Przedmiot: wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladzie wyKonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia suwmiarke w widoku z boku, fig. 2,
suwmiarke w przekroju A-A, fig. 3 suwmiarke
w przekroju B-B, a fig. 4 ilustruje zasade pomiaru
przy pomocy tej suwmiarki. Suwmiarka wedlug
wynalazku ma miernicze szczeki 1 i 2, ktére za-
koniczone sa prowadnicami 11, na ktérych osadzone
sg koncéwki 3 posiadajace gniazda 5, wspéipracu-
jace z prowadnicami 11. Konic6wki 3 majg mierni-
cze krawedzie 6 i 7 o pochyleniu odpowiadajacym
pochyleniu powierzchni mierzonego przedrrfiotu 9

' oraz oporowe ramiona 10. Miernicze krawedzie 6

stuzg do okref§lania wymiaréw zewnetrznych,
a miernicze krawediie‘ 7-stuzg do okre$lania wy-
miaré6w wewnetrznych. Koncéwki 3 unieruchamia-
ne sg wzgledem mierniczych szcz¢k 1 i 2 za pomo-
cg zaciskowej $ruby 12. W celu okreS$lenia wymia-

réw przedmiotéw o rézinych wartodciach pochyleh



3

lub zbiezno$ci powierzchni koncéwki 3 sg wy-
mienne. .

W zaleznos$ci od wartosSci pochylenia powierzchni
mierzonego przedmiotu dobiera sie koncéwki 3,
ktéorych miernicze krawedzie 6 i 7 majg te same
warto$ci pochylen i osadza sie je na prowadnicach
mierniczych szczek 1 i 2. Dalsze czynnoS$ci sg takie
same jak podczas poslugiwania sie znanymi do-
tychczas suwmiarkami z tym, ze podczas dokony-
wania pomiaru powierzchnie ramion 10 koncéowek
3 przylegajag do powierzchni 4 przedmiotu 9. War-
to§é wymiaru a odczytuje sie w znany sposéb na
skali suwmiarki. Przy okreslaniu wymiaréw wew-
netrznych, warto§é odczytu powieksza sie o pod-
wdéjng warto§¢ grubosci 9 koncéwek 3.

Suwmiarka wedlug wynalazku ma zastosowanie
do bezposredniego -okreS§lania wymiaréow przed-

miotéw majagcych powierzchnie zbiezne lub pochy-
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" lone, a zwlaszcza do pomiaru przedmiotéw otrzy-.
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mywanych w procesach kuzniczych i odlewniczych.

Zastrzezenia patentowe

1. Suwmiarka do pomiaru przedmiotéw majacych
powierzchnie zbiezne lub pochylone, skladajgca sie
z mierniczych szczek, znamienna tym, ze przediu-
zenie mierniczych szczek (1 i 2) stanowig koncow-
ki (3), posiadajgce miernicze krawedzie (6 i 7) o po-
chyleniu, co do warto$ci odpowiadajgcemu pochyle-
niu powierzchni mierzonego przedmiotu, oraz opo-
rowe ramiona (10). .

2. Suwmiarka wedlug zastrz. 1, znamienna tym,
ze koncoéwki (3) sg wymienne, przez co osigga sie
mozliwo§¢ okreS§lania wymiaréw przedmiotow

o roznych wartoSciach pochylenia powierzchni tych
przedmiotéw. '

Fig-4
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